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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines Mantelspannungsableiters eines 
Kabelsystems

(57) Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung
des Zustands eines Mantelspannungsableiters (1) eines
Kabelsystems (L1-L3, 3-5) wobei in eine Messschleife,
welche den Mantelspannungsableiter (1) umfasst, ein
Prüfsignal eingespeist und ein sich daraufhin in Abhän-
gigkeit von der frequenzabhängigen Impedanz des Man-
telspannungsableiters (1) ergebendes Messsignal an
der Messschleife abgegriffen wird, um durch Auswertung
des Messsignals auf den Zustand des Mantelspan-
nungsableiters (1) zu schließen.


	Bibliographie

